








Nationaler und internationaler Tagungskalender

Nationaler und internationaler Tagungskalender

20—-30. 6. Lausanne, Schweiz:
Congres »Trinoculaire« de Microsco-
pies Electroniques, Joint Meeting
SBM, SFME, SGOEM.
Information: P. A. Buffat, EPFL-CI-
ME, Bat. MXC, CH-1015 Lausanne,
Fax +41 216934401, e-mail: philippe.
buffat@cime.epfl.ch

13—-18.8. Kansas City, USA:

Annual Meeting of the Microscopical
Society of America. Information:
MSA Business Office, P.O. Box MSA,
Woods Hole, MA 02543, USA, Tel.
(800) 538-3672, Fax (800) 548-90 53

28.8~1.9. Eindhoven, Holland:
Cryo-Workshop. Organized by the
Dutch Society of Electron Microsco-
py and Philips Electron Optics. Infor-
mationen: Wim M. Busing, Philips
Electron Optics, Applications Labo-
ratory, Building AAE, P.O. Box 218,
NL-5600 MD Eindhoven,

Tel. + 3140766048, Fax + 3140766102

4~6.9. Firenze, Italien:

22nd International Symposium on
Acoustical Imaging. Informationen:
Prof. Piero Tortoli, Chairman, Elec-
tronic Engineering Department, Uni-
versity of Florence, Via S. Marta, 3,
50139-Florence, Italy

10~15.9. Leipzig:

27. Tagung der Deutschen Gesellschaft
fiir Elektronenmikroskopie mit den
DGE-Arbeitskreisen.  Information:
Dr. G. Hoheisel, Universitiat Leipzig,
Fachbereich Biowissenschaften, Tal-
straBe 33, 04103 Leipzig, Tel. (0341)
7165307, Fax (03 41) 9603099

Dr. G. Kiastner, Max-Planck-Institut,
fiir Mikrostrukturphysik, Weinberg 2,
06120 Halle/Saale, Tel. (0345)
5582739, Fax (0345) 5582555

9-13.10. Montreux:

ECASIA 95. 6th European Confe-
rence on Applications of Surface and
Interface  Analysis. Information:
EPFL-ECASIA ’95. Dépt. des Mate-
riaux/LMCH, 1015-Lausanne, Fax
(021) 6933946

8-17.8. Seattle:

17. Congress and General Assembly
of the International Union of Cry-
stallography. Information: Prof. R. F.
Bryan, Dept. Chemistry, University
of Virginia, Charlottesville, VA 22903,
USA

11—-16. 8. Minneapolis, MN, USA:
Annual Meeting of the Microscopical
Society of America and the Micro-
beam Analysis Society. Information:
MSA Business office, Box MSA,
Woods Hole, MA 02543, USA

26—30.8. Dublin, Ireland:

XI EUREM 96. Information: Dr. Da-
vid C. Cottell, The Electron Micro-
scopy Laboratory, University College,
Belfield, Dublin 4, Ireland

August Hong Kong:

6th Asia-Pacific Conference on Elec-
tron Microscopy APEM 6. Informa-
tion: Dr. E. C. Chew, Dept. of Ana-
tomy, Chinese University of Hong
Kong, Shatin, New Territories, Hong
Kong

17-22.8. Cleveland, Ohio, USA:
Annual Meeting of the Microscopical

Society of America.
Cleveland, Ohio, USA.

6—11.8. Brockenridge, CO, USA:
Microbeam Analysis Society.

7—12.9. Regensburg:
Dreilindertagung
(SGOEM / SSOME, OGEM, DGE)

XIVth International Congress on
Electron Microscopy.
Cancun, Mexico.

Annual Meeting of the Microscopical
Society of America.
Atlanta, GA, USA.

Stellengesuch

Biologe, Elektronenmikroskopiker,
31 Jahre, Promotion Nov. 94, Schwerpunkte Mikrobiologie,
Mykologie, Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mi-
kroorganismen, Elektronenmikroskopie (REM, Immun-EM,
EELS/ESI), gute EDV-Anwenderkenntnisse, mehrere Publika-
tionen in engl. Sprache, sucht bundesweit/international her-
ausfordernde Tétigkeit in Forschung, Industrie, im 6ffentl.
Dienst bzw. Umweltschutzbereich.

Zuschriften erbeten unter:
Dr. Felix Franz, Sieglindestr. 74, 95445 Bayreuth
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Zur Geschichte der Elektronenmikroskopie

Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in die

Deutsche Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie e. V.

als

persénliches Mitglied (Jahresbeitrag DM 70—)
Institutsmitglied (Jahresbeitrag DM 100—)
Firmenmitglied Uahresbeitrag DM 150—)

technischer Mitarbeiter (Jahresbeitrag DM 50—)

o o o go o

studentisches Mitglied, Senior (Jahresbeitrag DM 30,—)

Gewiinschtes bitte ankreuzen!

Name: Geb.:

Beruf: Fachrichtung:

Privatanschrift:

Telefon:

Dienstanschrift:

Telefon:

Datum: Unterschrift:

Bitte zuriicksenden an:

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR ELEKTRONENMIKROSKOPIE E. V.

Z.H. Herrn Dr. Walter Hert
¢/o Gatan GmbH
Ingolstadter Str. 40

80807 Mlnchen
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Beschallungstechnik

technik

S. Hirzel Verlag Stuttgart - Leipzig

Wolfgang Ahnert - Frank Steffen

Grundlagen und Praxis

Mit Diskette und Begleitheft

,Beschallungstechnik-Ubungsprogramm®

onen der
llungsanlage

| 2.2 Einordnung der Beschallungsanlage in
die architektonische Gestaltung

Die Einord der I Mittel in die architektonische Ge-
staltung des Raumes gehort zu den ersten Aktivitdten bei der Erarbeitung einer
i Konzeption. Hierzu trifft der akustische Berater im

eine Anforderungen an die T
llungsanlage ;

inlage werden folgende Anforderungen gestellt [2.2]:

Deutlichkeit und Durchsichtigkeit,

namik,

kustischen Gleichgewichts zwischen den einzelnen Teilen
prache, Gesang, Instrumentalmusik),

nstimmung zwischen optischer und akustischer Lokalisa-
nd ,Simulations“-Quellen, auch bei groen Abmessungen
formen des Aktions- bzw. Rezeptionsbereiches,

hung komplizierter Raumformen,
; des Z: raumes in das Spi
humakustischen Parameter des Wiedergaberaumes,
humklangeffekten, z. B. wandernde Schallquellen, im ge-
raum,

:mdung menschlicher und instrumentaler Stimmen sowie
ler Gerdusche und Kldnge als vorsitzliche Gestaltungsmit-

Vorprogrammierung von Programmteilen zur Erleichte-
Ablaufs.

enannten Anforderungen ganz allgemeine Giiltigkeit ha-
tzten nur fiir groBe Beschallungsanlagen kultureller Ein-
prderungen bilden die Grundlage der beschallungstechni-
der Projektierung vorausgeht und die Verbindung schafft
en des Auftraggebers und der technischen Realisierung.

Beschallungstechnik

Grundlagen und Praxis
Mit Diskette und Begleitheft
»Beschallungstechnik-Ubungsprogramm®

Von Prof. Dr. Wolfgang Ahnert, Berlin
und Dipl.-Ing. Frank Steffen, Blankenfelde

1993. Etwa 390 Seiten. Etwa 200 Abbil-
dungen. Mit EASI-Demoprogramm
(Diskette und Begleitheft). Geb. DM 148,—

n technologischen Anforderungen, die an die Anlage ge-
stellt werden, auch die raumakustischen Bedingungen, unter denen sie arbeiten
soll, moglichst genau bekannt sein. Nur so kann eine optimale Lésung erreicht
werden.

Fall eines Neubaus oder einer grundlegenden Rekonstruktion eines Saales oder
einer Freilichtspielstatte folgende Festlegungen, ggf. in Zusammenarbeit mit ei-
nem speziellen raumakustischen Berater: die anzustrebende Nachhallzeit, die zu
erwartende Raumlichkeit, aber auch M | zur Vermeidung moglicher
Echos. Dieses Problem wird im Hauptabschnitt 3 erlautert. Dariiber hinaus hat
er alle die Sicht des Publikums beeintrichtigenden Faktoren zu beachten. Das
hat deshalb eine besondere Bedeutung, weil die Schallstrahler ja auf das Publi-
kum ausgerichtet sein miissen und sich deshalb meist in einem gestaltungswirk-
samen Bereich befinden. Eine optische Kaschierung ist nur in beschrdnktem
MaBe mdglich und bringt eine Reihe akustischer Probleme mit sich, auf die im
folgenden naher eingegangen wird (vgl. auch [2.1]).

Die Anforderungen kénnen dabei sehr unterschiedlich sein. So spielt in Sport-
stitten die Vermeidung einer Sichtbehinderung auf das Spielfeld eine grofie Rol-
le. Auch Forderungen an die Spielfeldfreiheit, die von internationalen Sportver-
bénden festgelegt werden, miissen beachtet werden.

In modernen Mehrzwecksilen ist eine sichtbare Anordnung der Schallstrahler
durchaus zuldssig (Abb. 2.1), jedoch darf die architektonische Gesamtkonzep-
tion nicht gestort werden und auch keine Behinderung der beleuchtungs- und

Abb. 2.1: Lautsprecheranordnung im Haus der Kultur in Gera

Das Buch fiihrt in die Grundlagen der Be-
schallungstechnik ein und erlautert die wich-
tigsten Interaktionen zu angrenzenden Fach-
disziplinen wie zur Raumakustik oder auch
zur Beleuchtung. Breiten Raum nimmt
jedoch die Anwendung elektroakustischer
Hilfsmittel ein. Neben praxisbezogenen Er-
lauterungen der einzelnen Bausteine der Be-
schallungstechnik erfolgt die vereinfacht
dargelegte Berechnung von Beschallungs-
anlagen, sowohl ausgehend von deren wich-

tigsten KenngrofBen als auch gegliedert nach
Kategorien von Beschallungsanlagen. Ne-
ben umfangreichen Hinweisen zur anzuwen-
denden Meftechnik schliet das Buch mit
einem Kapitel iiber realisierte Beschallungs-
beispiele ab. Im Buch wurde der Erlduterung
beschallungstechnologischer Probleme der
Vorrang gegeniiber der Beschreibung der
Technik gegeben, da das erstere dem speziel-
len Anliegen des Buches besser entspricht.

Bestell-Coupon

Wir bestellen hiermit aus dem S. Hirzel Verlag

Postfach 101061, 70009 Stuttgart:

Ex. Ahnert / Steffen, Beschallungstechnik.
DM 148,—

S. Hirzel Verlag
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| Postfach 101061

Vorname Name
| Strafle/Nr.
14 2 40 @ 80 00 dB 120
[ —=

PLZ/Ort

Abb. 3.26: Verstindlichkeitsfaktor K in

Abhingigkeit von Signalpegel L und
Datum Unterschrift

Storpegel Lg

_| 70009 Stuttgart
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Wenn Sie von lhrem Raster-Elektronenmikroskop ein Mit diesem REM Ubertreffen Sie die bisherigen Ergebnisse
solches Leistungsniveau erwarten, dann sollten Sie sich bei weitem - routinemaBig und in jedem Anwendungs-
fdr unser revolutiondres DSM 982 GEMINI entscheiden. feld.

Bitte rufen Sie uns an: PrTT Carl Zeiss

Argentinien (01)-3 12 24 12 Australien (02)-5 16 13 33 Belgien (02)-7 1939 11  Brasilien (0 11)-5 24 41 11 ~ Produktberelch

Déanemark (0 42)-81 83 11 Frankreich (01)-34 80 20 00 GroBbritannien (07 07)-33 11 44 [ Elektronenoptische Gerate
Hongkong (03)-32 04 02 Indien (0 22)-22 15 65 Italien (02)-48 21 21 Japan (03)-3 55 03 32 St 0 D-73446 Oberkochen
Kanada (8 00)-3 87 9559 Korea (02)-7 84 84 77 Mexiko (05)-5 63 65 44 Niederlande (0 29 40)-6 66 60 P s Tel. (0 73 64) 20-27 00
Norwegen (02)-97 26 50 Osterreich (02 22)-79 51 80 Spanien (01)-7 67 01 11 Schweden (08)-6 63 10 00 el

Schweiz (01)-4 65 91 91 Siidafrika (011)-8 86 95 92 Taiwan (02)-7 72 33 33 USA (8 00)-3 56 10 90 Fax: (0 73 64) 20-45 30




